
膜的表面异物分析-表面异物成分分析与edx分析

产品名称 膜的表面异物分析-表面异物成分分析与edx分析

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情

有机异物分析是指针对产品表面的有机异物，根据异物的形态、检测深度及检测面积等差
异而选用特定的仪器，对其有机成分进行分析，判定其主成分，从而获取异物信息的一种
分析方法。有机异物在放大观察下常常表现出较为透明且性软等特点。目前有机异物的分
析手段主要有以下几种：

 

分析手段典型应用分析特点参考标准红外光谱FTIR 有机物定性；有机污染物分析

飞行时间二次离子质谱TOF-SIMS 有机材料和无机材料的表面微量分析；表面离子成
像；深度剖面分析

动态二次离子质谱D-SIMS 产品表面微小的异物分析；氧化膜厚度分析；掺杂
元素的含量测定
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